Solution for researching

Handgehaltenes Digitales Lcr-Messgerat Mit Hochpraziser

Bauteil-Impedanz- Und Kapazitatsprufung
Artikelnummer: CD06

Charakterisierung von
Batterieelektroden & Zellen

Qualitatskontrolle passiver
Bauteile

Leistungselektronik &
Magnetkernanalyse

F&E fir Keramik- &
piezoelektrische Materialien

SMD-Bauteilfertigung &
Reparatur

Elektrochemische & Sensor-
Impedanzpriifung

Einfuhrung

Hochprazises, handgehaltenes digitales LCR-
Messgerat mit kontinuierlichen Testfrequenzen
bis zu 100 kHz, 0,2 % Grundgenauigkeit,
automatischer Bauteilerkennung, vielseitigem
Bias-Spannungsausgang und USB-SCPI-
Schnittstelle fur Laborforschung,
Batterieentwicklung und Qualitatssicherung
elektronischer Bauteile.

Mehr erfahren

Beschreibung

Bewertet den aquivalenten Serienwiderstand (ESR) und die
Kontaktimpedanz in Lithium-lonen- und Festkorperbatteriebaugruppen.

Fuhrt Hochgeschwindigkeitssortierung und Toleranzpriifung bei
eingehenden Chargen von Keramik-, Elektrolyt- und
Folienkondensatoren durch.

Misst Wicklungsinduktivitat, Gleichstromwiderstand (DCR) und
Gutefaktor (Q) Uber variable Frequenzen an Transformatoren und
Induktivitaten.

Erstellt Profile von Impedanz (Z), Phasenwinkel (6) und Verlustfaktor
(D) fortschrittlicher Funktionskeramiken tber einen Sweep von 100 Hz
bis 100 kHz.

Priift Miniatur-SMD-Bauteile (0201, 0402, 0805) direkt auf Leiterplatten
oder Zufiihrbandern unter Verwendung spezieller SMD-Testpinzetten.

Analysiert den Basiswiderstand und das kapazitive Verhalten von
Sensorelektroden, leitfahigen Beschichtungen und elektrochemischen
Biosensoren.

Hauptvorteil

Identifiziert Mikro-Ohm-Impedanzverschiebungen zur Bewertung
der Elektrolytqualitat, der Stromabnehmerhaftung und der
Zyklendegradation.

Reduziert Inspektionszykluszeiten durch schnelle automatisierte
Bauteilerkennung und mehrstufige prozentuale Toleranzsortierung.

Identifiziert Kernverluste, parasitare Wicklungskapazitat und
Sattigungsanfalligkeit unter benutzerdefinierten Testfrequenzen.

Liefert hochaufldsende dielektrische Eigenschaftsdaten, die fiir die
Anpassung fortschrittlicher piezoelektrischer Wandler und
Aktuatoren unerlasslich sind.

Beschleunigt die Fehlererkennung und Bauteilnacharbeit, ohne
Schaden durch manuelle Handhabung oder Streukapazitatsfehler
zu verursachen.

Liefert stabile DC-Bias-Anregung und prazise niederpegelige
Reaktanzmessungen fur empfindliche Bio-Schnittstellenmaterialien.

Spezifikationsparameter CD06-430B CD06-430 CD06-431 CD06-432 .

Testfrequenzpunkte / Bereich

Grundgenauigkeit

Displaytyp

Primare Anzeigeparameter

Sekundare Anzeigeparameter

100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz,

40kHz, 100KHz 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz

0,30% 0,30%

2,8-Zoll TFT-Farb-LCD-Bildschirm
(4,5 Stellen Auflésung)

2,8-Zoll TFT-Farb-LCD-Bildschirm
(4,5 Stellen Auflésung)

L (Induktivitat), C (Kapazitat), R

L,C,R Z
(Widerstand), Z (Impedanz)
X (Reaktanz), D (Verlustfaktor), Q
utefaktor), 6 (Ph inkel),
(Glitefaktor), & (Phasenwinkel) X. D, Q, 8, ESR

ESR (Aquivalenter
Serienwiderstand)

100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz,
40kHz, 100kHz

100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz,
40kHz, 100kHz
0,20% 0,20%

2,8-Zoll TFT-Farb-LCD-Bildschirm
(4,5 Stellen Auflésung)

2,8-Zoll TFT-Farb-LCD-Bildschirm
(4,5 Stellen Auflésung)

L CRZ L,CR Z

X, D, Q, 6, ESR X, D, Q, 6, ESR

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com

(1H

0,2

2,8
(4,

L C


https://de.kinteksolution.com/products/handheld-digital-lcr-bridge-meter-with-high-precision-component-impedance-and-capacitance-testing?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

Elektrolytkondensator-Modus
Gleichstromwiderstand (DCR)
Induktivitatsbereich (L)
Kapazitatsbereich (C)

Widerstandsbereich (R/Z)

M. hwindiakei di

Interner DC-Bias-Ausgang

Testsignalpegel

Kalibrierungsfunktionen

Screening- / Sortiergrenzen

Abweichungsmessung

Bereichswahlmodi

Automatische
Bauteilerkennung

Konnektivitat & Protokoll

Stromquelle

Systemkonfigurationsoptionen

StandardmaRig enthaltenes
Zubehor

Optionale Testaufbauten

Nicht unterstitzt
Nicht unterstiitzt
0,000 pH - 2000 H
0,000 pF - 20,000 mF
0,0001 Q - 20,00 MQ

Schnell (4-mal/s), Mittel (2-mal/s),
Langsam (1-mal/s)

Nicht unterstiitzt

0,6 Vrms

Leerlaufkalibrierung,
Kurzschlusskalibrierung

1 % bis 50 % konfigurierbar (feste
Voreinstellungen: 1 %, 5 %, 10 %,
20 %)

Zeigt prozentuale Abweichung
vom Referenzwert in Echtzeit an

Automatische Bereichswahl und
manuelle Bereichswahl

Integrierte automatische
Bauteiltyperkennung

Mini-USB-Gerateschnittstelle, SCPI-
Protokoll unterstitzt

Wiederaufladbarer Hochleistungs-
Lithium-Akku / Netzteil

Anpassung der
Bildschirmhintergrundbeleuchtung,
Auto-Off-Timer, Summer-Alarme,
zweisprachige Benutzeroberflache
(Chinesisch/Englisch)

Mini-USB-Kabel, Netzteil,
Kurzschlussplatte, rote/schwarze
Gummistopfen, Lithium-Akkupack

Kelvin-Testklemmen, SMD-
Prazisions-Testpinzetten

Unterstitzt

Nicht unterstiitzt
0,000 pH - 2000 H
0,000 pF - 20,000 mF
0,0001 Q - 20,00 MQ

Schnell (4-mal/s), Mittel (2-mal/s),
Langsam (1-mal/s)

0 - 500 mV einstellbar (1 mV
Schritt)

0,6 Vrms

Leerlaufkalibrierung,
Kurzschlusskalibrierung

1 % bis 50 % konfigurierbar (feste
Voreinstellungen: 1 %, 5 %, 10 %,
20 %)

Zeigt prozentuale Abweichung
vom Referenzwert in Echtzeit an

Automatische Bereichswahl und
manuelle Bereichswahl

Integrierte automatische
Bauteiltyperkennung

Mini-USB-Gerateschnittstelle, SCPI-
Protokoll unterstitzt

Wiederaufladbarer Hochleistungs-
Lithium-Akku / Netzteil

Anpassung der
Bildschirmhintergrundbeleuchtung,
Auto-Off-Timer, Summer-Alarme,
zweisprachige Benutzeroberflache
(Chinesisch/Englisch)

Mini-USB-Kabel, Netzteil,
Kurzschlussplatte, rote/schwarze
Gummistopfen, Lithium-Akkupack

Kelvin-Testklemmen, SMD-
Prazisions-Testpinzetten
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Unterstitzt
Unterstitzt

0,000 pH - 2000 H
0,000 pF - 20,000 mF
0,0001 Q - 20,00 MQ

Schnell (4-mal/s), Mittel (2-mal/s),
Langsam (1-mal/s)

0 - 500 mV einstellbar (1 mV
Schritt)

0,3 Vrms, 0,6 Vrms

Leerlaufkalibrierung,
Kurzschlusskalibrierung

1 % bis 50 % konfigurierbar (feste
Voreinstellungen: 1 %, 5 %, 10 %,
20 %)

Zeigt prozentuale Abweichung
vom Referenzwert in Echtzeit an

Automatische Bereichswahl und
manuelle Bereichswahl

Integrierte automatische
Bauteiltyperkennung

Mini-USB-Gerateschnittstelle, SCPI-
Protokoll unterstitzt

Wiederaufladbarer Hochleistungs-
Lithium-Akku / Netzteil

Anpassung der
Bildschirmhintergrundbeleuchtung,
Auto-Off-Timer, Summer-Alarme,
zweisprachige Benutzeroberflache
(Chinesisch/Englisch)

Mini-USB-Kabel, Netzteil,
Kurzschlussplatte, rote/schwarze
Gummistopfen, Lithium-Akkupack

Kelvin-Testklemmen, SMD-
Prazisions-Testpinzetten

Unterstitzt

Unterstiitzt

0,000 pH - 2000 H
0,000 pF - 20,000 mF
0,0001 Q - 20,00 MQ

Schnell (4-mal/s), Mittel (2-mal/s),
Langsam (1-mal/s)

0 - 500 mV einstellbar (1 mV
Schritt)

0,1Vrms, 0,3 Vrms, 0,6 Vrms, 1,0
Vrms

Leerlaufkalibrierung,
Kurzschlusskalibrierung

1 % bis 50 % konfigurierbar (feste
Voreinstellungen: 1 %, 5 %, 10 %,
20 %)

Zeigt prozentuale Abweichung
vom Referenzwert in Echtzeit an

Automatische Bereichswahl und
manuelle Bereichswahl

Integrierte automatische
Bauteiltyperkennung

Mini-USB-Gerateschnittstelle, SCPI-
Protokoll unterstitzt

Wiederaufladbarer Hochleistungs-
Lithium-Akku / Netzteil

Anpassung der
Bildschirmhintergrundbeleuchtung,
Auto-Off-Timer, Summer-Alarme,
zweisprachige Benutzeroberflache
(Chinesisch/Englisch)

Mini-USB-Kabel, Netzteil,
Kurzschlussplatte, rote/schwarze
Gummistopfen, Lithium-Akkupack

Kelvin-Testklemmen, SMD-
Prazisions-Testpinzetten
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